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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7-1: Detail specification for 8-way, shielded,
free and fixed connectors

FOREWORD

nternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardiz t|on co

end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards
nical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guide

cation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees;
e subject dealt with may participate in this preparatory work.

ement between the two organizations.

ormal decisions or agreements of IEC on technical mat

bsted IEC National Committees.

cations is accurate, IEC cannot be held responsi
terpretation by any end user.

mprising
promote
elds. To
cations,
hs “IEC

interested

nd non-
closely
ined by

national
from all

National
t of IEC
for any

ications
ergence
cated in

for any
erts and
mage or

es) and
her IEC

btions is

bject of

d IEC 60603-7-1 has been prepared by subcommittee 48B: Conn
technical committee 48: Electromechanical components and mechanical struct

ctors,
res for

electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2002. This edition

constit

utes a technical revision.

This edition included the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

1) The basic connector dimensions were removed from the edition 1 standard and referenced

to |

2) Several other subclauses were removed (e

EC 60603-7.

and referenced to IEC 60603-7.
3) The electrical characteristics, subclause 6.4, was revised.

4) The test schedules were revised.

.g. 4.1, 5, 6.1, 6.2) from the edition 1 standard
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/2004/FDIS 48B/2038/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 60603 series, under the general title Connectors for electronic
equipnpent, can be found on the |IEC website.

d until
.ch" in

The cgmmittee has decided that the contents of this publication wi
the maintenance result date indicated on the IEC web site under
the dafa related to the specific publication. At this date, the publicati

* recpnfirmed,
* withdrawn,
* repjaced by a revised edition, or

S
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Applications have emerged which require the use of the interface described in IEC 60603-7 with
certain performance specifications at higher frequencies. Therefore, a series of detail
specifications have been issued the past few years in support of these new applications. In
order to improve readability and ease of maintenance, IEC Subcommittee 48B (SC 48B)

decided to rearrange and restructure these existing documents.

This part of IEC 60603-7 contains only the necessary information regarding the shield of the
connection and is designed to be used as a base document for all shielded connectors in the

IEC 60603-7 series.

For fyrther information regarding the IEC 60603-7 style connecti

unshielded base document IEC 60603-7 is made.

IEC 60603-7 is the base specification of the whole series. Subs
duplicgte information given in the base document, but list onl
complgte specification regarding a component of a high

numbejred documents are also to be considered.

The following illustration shows the IEC 60603-7 do

to the

do not
For a
lower

Unshielded Shielded
NN

3 MHz \\( \re\eoe%s-ﬂ} )\/ P IEC 60603-7-1

N\

,} A A
100 MHz 3 \\15}\@@-7-2 IEC 60603-7-3
250 Mz \ IEC 60603-7-4 IEC 60603-7-5
500 MRz IEC 60603-7-41 IEC 60603-7-51
600 MHz IEC 60603-7-7
A

1 000 MHz IEC 60603-7-71

IEC 789/09

Figure 1 — IEC 60603-7 document structure
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 7-1: Detail specification for 8-way, shielded,
free and fixed connectors

1 General
1.1 Scope
This pprt of IEC 60603-7 covers 8-way shielded free and fixed conn

dimeng

the shield, additional to those in IEC 60603-7.

These

ions, mechanical, electrical and environmental characteristic

connectors are intermateable and interoperable wi

ifles the

tion to

series

connegtors as defined in IEC 60603-7.

1.2 Normative references

The following referenced documents are indisp ument.
For dajed references, only the edition edition
of the feferenced document (including

IEC 60068-2-38, Environmental testing — & Tests — Test Z/AD: Composite
tempenature/ humidity cycli

IEC 60512 (all parts), € fbment — Tests and measurements

IEC 60512-1-100 o equipment — Tests and measureménts —
Part 14100: Gens

IEC 60603-7 (all pa

IEC 60603- or electronic equipment — Part 7: Detail specification for 8-
way, uhsk

IEC 60664-T\(nsulatjon~coordination for equipment within low-voltage systems — |Part 1:
Princigles, requirements and tests

IEC 61156-5, Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications — IPart 5:

Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 600 MHz — Horizontal
floor wiring — Sectional specification

ISO 1302, Geometrical Product Specifications (GPS) — Indication of surface texture in
technical product documentation

EN 50289-1-14, Communication cables — Specification for test methods — Part 1-14: Electrical
test methods — Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hardware

2 Terms and definitions

See IE

C 60603-7 Clause 2 for terms and definitions.
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3 Common features and isometric view

3.1 Isometric view

IEC 086/05

3.2
3.2.1
Dimensi 5. The

shape [of ,donhectors/may deviate from those shapes given in Figures 2 to 4 as long|as the
dimensgions specified are not influenced.

The overall dimensions and the design of the signal contacts of connectors according
IEC 60603-7-1 shall conform to all relevant requirements specified by IEC 60603-7.
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3.2.2 Fixed connector

Key
1 Section A-A: see Figure 3b).
2 Distance between wall of the fixed S ea of the shield contact
SF1 applies on both sides of the ¢onnector.
Figure 3a)
¥ 5
»n
A
[ o
s »n
SE1
(3) sat
. * IEC 791/09
Key
1 Contacts shown at rest.
2 Maximum forward extension of contacts below surface AC1 (see IEC 60603-7) to avoid contact with
shields of free connectors. Applies in the mated state.
3 Dimension to point of shield mating contact.

Figure 3b) — View of contact zone, section A-A

Figure 3 — Fixed connector details
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Table 1 — Dimensions for Figure 3

Maximum Minimum Nominal (ref)

Letter
mm mm mm

SA1 5,31
SB1 2,16
SD1 4,90
SE1 5,80
SF1 a

a
of the fr¢g

Careshall be taken that all screen contacts of the fixed connector always make contac
e connector in the worst case condition to ensure reliable performance.

threen contacts

3.2.3

Free connector

N

N\

RN

G

SE2

S2

Key

2

IEC 792/09

SG2 refers to foremost extension of the shield at the bottom of the plug.

The dimension S2 (see IEC 60603-7) applies to both plastic housing and shield.

Figure 4 — Free connector view
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Table 2 — Dimensions for Figure 4

Maximum Minimum Nominal (ref)
Letter
mm mm mm

SA2 4,22

SB2 1,66

SD2 4,95

SE2 6,85

SG2 1580a

AN

a) Whe
utilising
with the

h this dimension is less than 6,85 mm and the free connector is mated with a | 60603-R-7(fixe
switch option 1, there is a possibility that signal conductors 3,4,5,6 of the fix¢d conpector. y m
shield of this free connector. /\ T\

connector,
ake contact

4 C4g

4.1

Internd

4.2

The cad
of terni
be use

5 Gauges

There

6 CH

6.1

Compl|a

param
resista

are no shigld
the galiges as

ble terminations and internal connections — Fix

nternal connections

d for.

ded to

nsions,

ontact

The ¢

naracteristics of the signal contacts of connectors according IEC 60603-7-

shall

confor

10 all relevant requirements speciried by IEC bUbUs-7.

6.2 Pin and pair grouping assignment

The pin and pair grouping assignment of 6.2 of IEC 60603-7 applies.

6.3 Classification into climatic category

Connectors according to IEC 60603-7-1 are classified in the same climatic categories as
defined by IEC 60603-7.
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6.4 Electrical characteristics
6.4.1 Creepage and clearance distances

Insulation coordination is not required for this connector; therefore, the creepage and
clearance distances in IEC 60664-1 are reduced and covered by overall performance
requirements.

Therefore, the creepage and clearance distances are given as operating characteristics of
mated connectors.

In practice, reductions in _creepage or clearance distances may occur due to the conductive
pattern of the printed board or the wiring used, and shall duly be taken intg"acceunt.

Table 3 — Creepage and clearance distanc<es\ x

Minimum distance between contacts and shield M§s\is\

Creepage
mm Q \"@

1,40 /\ N 6\51

6.4.2 | Voltage proof G
Condit|ons:
IEG 60512, Test 4a, Method A

Standard atmospheri ditio

Mated connectors
A

| variants: 1/:00
6.4.3 Current- i

the sig

6.4.4

Condit

IEG 60512, Test 2a
Mated connectors

Shield contact: 20 mQ maximum
6.4.5 Input to output d.c. resistance
Conditions:

IEC 60512, Test 2a
Mated connectors
Connection points: Cable termination to cable termination

Shield: 100 mQ maximum
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6.4.6 Initial insulation resistance
Conditions:

IEC 60512, Test 3a
Method A

Mated connectors

Test voltage: 100 V d.c.

Between all signal contact together and shield: 500 MQ minimum

6.4.7
Condit

IEQ

Ma
the

A
<0,

wh

6.4.8

Condit
Acq
Ma
Al
>84

wh

NOTE
transfer

6.5
6.5.1

The m

6.5.2

ons:

60512-26-100, Test 26e

fed connectors, terminated with each cable constructig
5e connectors

types: <0,1/°° Q from 1 MHz to 10 MHz
P27 Q from 10 MHz to 80 MHz
bre f'is the frequency in MHz

Coupling attenuation
ons:

ording to EN 50289-1-14
ed connectors

pchanical_.operation specification of 6.6 of IEC 60603-7 applies.

Insertion and withdrawal forces

ed for

hversion

Conditions:

IEC 60512, Test 13b

Speed: 10 mm/s maximum

All

types, insertion and withdrawal: 30 N maximum

7 Tests and test schedule

71 General

See 7.

1 of IEC 60603-7.
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7.2 Arrangement for contact resistance tests

For useful information regarding contact resistance tests see IEC 60603-7, 7.2.

7.3 Arrangement for vibration tests

For useful information regarding the principle of vibration tests see IEC 60603-7, 7.3.

7.4 Test procedures and measuring methods

See 7.4 of IEC 60603-7.

7.5 Preconditioning

See 7.p of IEC 60603-7.

7.6 Wiring and mounting of specimens
7.6.1 Wiring

Wiring|of these connectors shall take into account the gter of the |cables

defined in the IEC 61156 series as applicable by map

7.6.2 Mounting
See 7{6.2 of IEC 60603-7.

7.7 FTest schedules

The te$t parameters requd

7.71

Not ap

7.7.2
7.7.21

The fo
fulfilled.

ify the characteristics to be checked and the requirements| to be

For a |complete “te equence, a minimum of 50+N specimens are needed. This |equals
5 groups/ef-10 for test AP, BP, CP, DP and FP. The N groups of 1 shall be for the ‘screen
performmance” testing, group GP. The N stands for each cable screen construction type the
connectors are intended to be used for. Test group GP shall be performed N times with the
specimens terminated with the different cable construction types the connectors are intended
to be used for.

Where not otherwise stated, contact resistance tests of the screen contacts apply only to the
interface between plug and jack.

7.7.2.2 Test group P — Preliminary

All specimens shall be subjected to the following tests in addition to those specified in 7.7.2.2
of IEC 60603-7. All the test group specimens shall be subjected to the preliminary group P
tests in the following sequence; see Table 4.

The specimens shall then be divided into the appropriate number of groups. All connectors in
each group shall undergo the following tests as described in the sequence given, with the
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required alteration of the sequence of tests or adding of new tests to verify additional
connector characteristics.

Table 4 — Test group P

T Test Measurement to be performed
est
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
P1 General 1 Visual 1a There shall be no defects
examination examination that would impair normal
operation
Exarimation 1Y) shall
of dimensions bse
and mass specifie detail
A spe
P2 Contact Shield contact Millivolt level 2a Contact sis} nce =
resistance between the fixed method m aximym
and free connectors
P3 Input to output Contac 100 mQ maxinjum
resistance of shield resi e
P4 100 V d.c. sulation 3a 500 MQ minimpm
Method A esigtance
Mated connectorsf\
P5 1500 V d.c. o a.c. peak

/AN
’}/olta@)\/%\
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7.7.2.3 Test group AP
Table 5 — Test group AP
Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
AP1 Insertion and 13b Connector locking device Insertion force 30 N
withdrawal depressed maximum
forces
Withdrawal force 30 N
maximum
AP2 Not applicable
AP3 Rapid change 11d —-40 °C to 70 °C
of temperature
Mated connectors
25 cycles 1 = 30 min
Recovery time 2 h <\
AP4 100 V d.c. Insu{ation a 00 MQ minfmum
resistance \
Method A
Mated connectors m
AP5 Shield contact betyee \/8 ta 2a 20 mQ maximum change
fixed ree c ctor | resist )\> from initial
AP6 All sign ntacts t Voltage 1 500 V d.c.|or a.c. peak
shield And test pa proof
Method\A
w ect
N
AP7 U ed ¢ w Visual 1a There shall he no defects
examination that would iipair normal
operation
AP8 Cyclic da\ﬁmp/ 21.8yclesy Half of the spmples in mated
heat pefature 25 °C; state
perature 65 °C; Half of the spmples in
bcycle —-10 °C; unmated staje
idity 93 %
AP9 \ Input to output Contact 2a 100 mQ maXimum
W resistance for shield resistance
AP10 \%r Connector locking device Insertion for¢ge 30 N
depressed maximum
f
R Withdrawal force 30 N
maximum
AP 11 Not-applicable
AP12 Unmated connectors Visual 1a There shall be no defects
examination that would impair normal
operation
AP13 Solderability As applicable
AP14 Resistance to As applicable
soldering heat
AP15 ) All signal contacts to 1500V d.c. or a.c. peak

shield and test panel:
Method A

Mated connectors

a)

Step AP15 shall not be performed if solderability and resistance to soldering heat were not performed.
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7.7.2.4 Test group BP
Table 6 — Test group BP
Test Measurement to be performed
Test
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
gp1 | Not
applicable
BP2 Mechanical 9a N/2 operations (see PL1: N =750
operation mechanical
P orationy-Spood PL2: N = 2 500
10 mm/s. Rest 1's
(when mated and
unmated). Locking
device inoperative /\
BP3 Flowing 119 4 days ) les in
mixed gas
corrosion les in
<\ \ mated state
BP4 Input to output Coritact \2a \160 mQ maxinjum
resistance of shield " sis}a.qce
BP5 Mechanical 9a NI2 operations (se \)
operation mechapical
oper
Speed
Rest 5 hen
unmatgéd). Lockin
devic rative
BP6 nput{o utpw %ntact 2a 100 mQ maxinjum
resistanceofishield Y sistance
BP7 100 Wd oo X | Insulation 3a 500 MQ minimjm
Method resistance
/\ \b{ate conweciars
BP8 All signal’sontacts to | Voltage proof 4a 1500 V d.c. o a.c. peak
d test
pane
ethod A
Mated connectors
BP9 \ Visual 1a There shall be|no defects
< examination that would imppir normal
operation
RO
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Table 7 — Test group CP
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Test
phase

Test

Measurement to be performed

Title

IEC 60512
Test No.

Severity or
condition of test

Title

IEC 60512
Test No.

Requirements

CP1

Vibration

6d

f=10 Hz to 500 Hz,
Amplitude =
0,35 mm

Acceleration =
50 m/s?

Contact
disturbance

2e

10 us maximum

10 sweeps/axis

Measurement points
are the shield
contacts

CP2

Input to output
resistance of shield.

No disturbance of
plug and jack
between vibration
test and
measurement

Contact
resistance

N
©

um

CP3

100 VM.
Methsd A
Mated cQnnettor

S) &
sul tioU
resistance

/|

)\)3a

500 MQ minim

Lm

CP4

Unmat nneaﬁ\

Vistal
xamirnation

1a

There shall be
that would imp
operation

no defects
pir normal

ND)
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7.7.2.6 Test group DP
Table 8 — Test group DP
Test Test Measurement to be performed
es
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
DP1 Electrical load 9b 500 h 70 °C
and Recovery period 2 h
temperature 1.6 A shield
contacts, 5
specimens
No current 5
specimens
DP2 100 V d.c. Insulation 3 ) 500™"MQ ‘migimum
Method A resistance
Mated connectors
DP3 All signal contacts to | Voltage proo< 4 1300 .c. of a.c. peak
shield and test
panel:
Method A
Mated connectors
DP4 Unmated connectors isu 1a There shall be|no defects
xamination that would imppir normal
() o\ operation
DP5 Inputfo owtput N\ ontget U )\/Za 100 mQ maxinjum
resistagce of shield esistance
DP6 Not
applicable
DP7 Gauging Annex A Shield\cont qutgzk 2e 10 us maximum
continuity of this\part isturbance
of
IEC 60603

 l
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7.7.2.7 Test group GP

Table 9 — Test group GP

T Test Measurement to be performed
est
phase . IEC 60512 Severity or . IEC 60512 .
Title Test No. condition of test Title Test No. Requirements
GP1 High 9b 500 h 70 °C
temperature Recovery period 2 h
All samples in mated
state
GP2 Cyclic damp See 21 cycles;

heat IEC 60068 | low temperature
-2-38 25 °C;

Half of the samples

in mated state
Half of the samples
in unmated state )

GP3 Additional tests fo \/
furthey@t{dy (\

high temperature d
65 °C;
cold subcycle
-10 °C;
humidity 93 % x
26e

Per 6.4.7

GP4 Trans\%rsa_/
impeda

GP5 oupting EN 50289- | Per 6.4.8

m attenuation 1-14
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Annex A
(normative)

Gauging continuity test

A.1  Object

The object of this test is to check whether, in worst-case conditions of the free connector, the

electrigal continuity for the shield contact is guaranteed.

A.2 |Preparation of the specimens

A gaude according to Figure A.1 should be applied to test the f

A.3 |[Test method

Apply 1

For the
sides
moven

During
arrow |

A4

The fix

A.5

The g3

MateriTI: toal steel, Wardened with suitable plating finish.

o both
These

by the

or if a

Surface roughness: according to ISO 1302 Ra: 0,25 um maximum.
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Table A.1 — Dimensions for Figure A.1

60603-7-1 © IEC:2009

Letter Maximum Minimum
mm mm
A1 11,59 11,57
B1 4,90
c1 0.8 0,6
D1 4,12 4,10
E1 15,0
F1 0,89 079 7 ~_
H1 0,47 045\
J1 0,69 UGN \
L1 6,72 60 \ \/
N1 5,90 N
P1 4,7 IR\
R1 1,6 RN
S1 146 [ 44 )
T1 0,1 AN
X1 < o@ h ( U j\/o,4
Y1 L N__ 50
z1 ( 8,5
SA1 N 5,25
N 1,71 1,61
S 550 4,90
PN N 9,50
AN AN
< \l,ét\er / Maximum Minimum
i 30° 24°



https://iecnorm.com/api/?name=3a7a226250077cbdaf0ccf74f9185ba5

60603-7-1 © IEC:2009 - 23 -

E1

A
"]
SD1

L1
®

N1
P1
R1
B1
SB1

T SA1

SE1

S1

LTS -
S
| A ‘

S

2

o1 \ D1

Key

N

Sharpretg

Insulation parts.

IEC 793/09

Eu'gt: Uf illbuidﬁull }Jdlt riay IIUt t:)\tt:lll.]I ILJUyUII\.i Id\.ﬁub Uf tilc piug IUUU‘y
Dimension to edge of centre insulation part.

Dimension applies to both sides of the plug.

o g A W N

Dimension applies to insulation and steel parts.

Figure A.1 — Gauge
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7-1: Spécification particuliére pour les fiches
et les embases blindés a 8 voies

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mordiale lisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natig CEl a
pour| objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questio n dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autre Normes
interhationales, des Specmcatlons techmques des Rapports techniques, des\ Sp&ci bles au
publ ige a des
com iper. Les
orgahi , pgrticipent

égale

selo

2) Les
du p|
sont

3) Les
com
s'asy
de I'

4) Danj
mes
natid
régid

5) La
resp

6) Tous

7) Aucl
man
natig
dom
de jy
toutq

e peut pas étre tenue resy
quelconque utilisateur final.

a ses administrateurs employés auxilig

autre icati I, oty au crédit qui lui est accordé.

X atticée gs références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pub

9) L’attpntion estrattirée\surte/fait que certains des éléments de la présente publication CEl peuvent fai
de dfoits de p tellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour respon
ne pps avoirtidentifié¢ dé tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence

) ob atoire pQur une application correcte de la présente publication.

e'internationale CEIl 60603-7-1 a été établie par le sous-comité 48B: Connecte

Normalisatign

(1S0),

mesure
éressés

agréées

nnables sont entrepris afin que la CEIl

onsable

toute la
ications

ignale ou

pas sa

ibn.

ires ou
Comités
ut autre
les frais
F| ou de

ications

ite I'objet

able de

rs, du

comité d’études 48 de la CEl: Composants électromécaniques et structures mécaniques pour

équipe

ments électroniques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2002. Cette édition

constit

ue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a I'édition

précéd

ente:

1) Les dimensions fondamentales des connecteurs ont été enlevées de I'édition 1 de la
norme et référées a la CEI 60603-7

2) Plusieurs autres paragraphes ont été enlevés (par exemple 4.1, 5, 6.1, 6.2) de I'édition 1

de

la norme et référés a la CEl 60603-7.

3) Les caractéristiques électriques, paragraphe 6.4, ont été revues.
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4) Les séquence d’essais ont été revues.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Compte-rendu de vote
48B/2004/FDIS 48B/2038/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEl 60603, présentées i dénéral
Connetteurs pour équipements électroniques, peut étre consultée s i CEI.

Le conpité a décidé que le contenu de cette publication ne sera ifi ate de
maintejnance indiquée sur le site web de la CEIl sous s i dans les
donnégs relatives a la publication recherchée. A cette date

* recpnduite,
* sugprimée,
* renpplacée par une édition révisée, qu

)
S
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INTRODUCTION

Des applications se sont développées, nécessitant I'utilisation de l'interface décrite dans la
CEI 60603-7 avec certaines spécifications de performances a des fréquences plus élevées.
C’est pourquoi une série de spécifications particuliéres ont été publiées ces derniéres années
afin de prendre en charge ces applications. Afin d'améliorer la lisibilité des documents
existants et d’en facilité la maintenance, le sous-comité 48B de la CEI (SC 48B) a décidé d'en
modifier la structure.

La présente partie de la CEl 60603-7 ne concerne que les informations nécessaires relatives
aux écrans des connexions et doit étre utilisé comme document de base pour tous les

n 2 tha ol feio Ol ANAND 2
connegteurs—ecrantes—aetaSserte—C-rouvouo=7-

Pour tpute autre information concernant les connexions de type CEI| i ent de
faire référence au document de base des connecteurs non écranté

La CEl 60603-7 est la spécification de base de toute la série. L
dupliqyent pas les informations du document de ba
additiopnelles. Pour avoir la spécification compléte d’un
dont I numéro de référence est élevé, tous les docupre
plus petit doivent également étre pris en compte.

res ne
igences
ument
ce est

L’illustfation suivante montre la structugpe des d

Non+blindé Blindés
/\ N
N )
3 MHz N\ \\8{6 037 P CEI 60603-7-1
Q W A A A
100 MHz CEI,60603-7-2 CEIl 60603-7-3
M CEIl 60603-7-4 CEIl 60603-7-5
500"MHz CEIl 60603-7-41 CEIl 60603-7-51
600 MHz CEI 60603-7-7
A
1 000 MHz CEI 60603-7-71

IEC 789/09

Figure 1 — CEI 60603-7: Structure des documents
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 7-1: Spécification particuliére pour les fiches
et les embases blindés a 8 voies

1 Généralités

1.1 Pomaine-d-application

La prégente partie de la CEl 60603-7 concerne un systéme de fiches hdés a
8 voieg. Elle spécifie les dimensions, les environnements mécaniques € tenue
a I’envjronnement, ainsi que les tests relatifs a I’écran, en complémg L7 .
Ces cgnnecteurs sont accouplables et interopérables avec les 1 B série
CEI 60603-7, comme défini dans la CEl 60603-7.

1.2 Références normatives

Les d résent
docum rences
non datées, la derniére édition du docume plidue (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60068-2-38, Essais d'environnemeént clique
compolsite de température’etNd’ rdité

CElI 60512 (toutes leg i bais et
mesurgs

CEI 60512-1-10 ot Ires —
Partie |[1-100: Géng

CEIl 60603-7tou

CEI 6 onnexteurs pour équipements — Partie 7: Spécification particulieqe pour
les fiches &

CEIl 60664%1) Coorthination de I'isolement des matériels dans les systemes (réseaux) a basse
tension <<Partie 1: Principes, exigences et essais

CEI 61156-5, Céables multiconducteurs a paires symétriques et quartes pour transmissions
numériques — Partie 5: Cébles & paires symétriques et quartes avec caractéristiques de
transmission allant jusqu'a 600 MHz — Céble capillaire — Spécification intermédiaire

ISO 1302, Spécification géométrique des produits (GPS) — Indication des états de surface
dans la documentation technique de produits

EN 50289-1-14 Céables de communication — Spécification des méthodes d’essais -
Partie 1-14: Méthodes d’essais électriques — Affaiblissement de couplage ou affaiblissement
de blindage du matériel de connexion
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2 Termes et définitions

Voir la CElI 60603-7, Article 2, pour les termes et les définitions.

3 Caractéristiques communes et vue isométrique

3.1 Vue isométrique

IEC 086/05

Figure 2 — Vue isométrique

3.2 nformations-€¢oncernant la face d’accouplement

3.2.1 —Généraltités

Les dimensions sont données en millimétres. Les dessins sont représentés en utilisant la
projection de troisieme diédre. La forme des connecteurs peut varier par rapport a celles
données aux Figures 2 a 4, a condition que les dimensions spécifiées ne soient pas
affectées.

Il convient que les dimensions extérieures et la conception des contacts de signal des
connecteurs respectant la CEI 60603-7-1 soient conformes a toutes les exigences
correspondantes spécifiées dans la CEl 60603-7.
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3.2.2 Embase

|
| |
i TZ2345678 ’ =
|~ |
L(‘t | )
|
|
(—
sF1 (2 A
—>
c Q
Légende
1 Section A-A: voir la Figure 3b).
2 La distance SF1 entre le flanc de(’embase etNa 2 que des
deux cbtés du connecteur.
igure
¥ 5
»n
A
[ o
»n
@ SE1
@ SA1
. * IEC 791/09
Légende
1 Contacts représentés au repos.
2 Extension maximale vers I’avant des contacts sous la surface AC1 (voir CElI 60603-7), pour éviter tout
contact avec les écrantages des fiches. S’applique a I’état accouplé.
3 Dimension au point de contact d'accouplement.

Figure 3b) — Vue de la zone de contact, section A-A

Figure 3 — Détails de I’embase
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Tableau 1 — Dimensions pour la Figure 3
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Maximum Minimum Nominal (réf)

Lettre
mm mm mm

SA1 5,31
SB1 2,16
SD1 4,90
SE1 5,80
SF1 a

@ On doi

vailler a co-aue-touslos contacte d'derantana da llamhaca ractant toioure on contact avoc loc
™ J J

d’écrant

hge de la fiche dans la condition du cas le plus défavorable pour assurer des perfo

ontacts

(fn'gkeiﬁables.

3.2.3

Fiche

SA2

(V=
D

—7 )

SD2/

\

A

s

@

7
éa\ \J

(2]

S2

Légende
1
2

IEC 792/09

SG2 fait référence a I'extension maximale vers 'avant du blindage en bas de la fiche.

La dimension S2 s’applique a la fois au boitier plastique et au blindage (voir la CEI 60603-7).

Figure 4 — Vue de la fiche
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Tableau 2 — Dimensions pour la Figure 4

Maximum Minimum Nominal (réf)
Lettre
mm mm mm

SA2 4,22

SB2 1,66

SD2 4,95

SE2 6,85

SG2 1 502
a) Lorsqgue cette dimension est inférieure a 6,85 mm et que la fiche est accouplée une embaseé~copforme a la
CEI 606pP3-7-7, utilisant I'option de commutat|on 1, il est possible que les conducteu 1 .3,485,6 fle I'embase
soient ep contact avec I’écrantage de cette fiche. m

4 Sarties de cable et connexions internes — Embases’e

4.1

La conpnexion interne du blindage doit étre conforme

Connexions internes

4.2 [erminaison du cable

Le connecteur doit démontrer la confermité a e d'essais complet d¢ 7.7.2
pour tgutes les variantes possibles de aque type de construction de
cable ¢ S

5 Caglibres

Il N’y |a aucun cali S ndage pour les connecteurs conformeq a la
CEl 60603-7-1. gnsix , les calibres définis dans I'Article § de la
CEI 60603-7 s’app t

6 Cg

6.1 G

La corformité programmes d’essais est destinée a assurer la fiabilité de tqus les
paramg¢tres de erfor ance sur la gamme des conditions climatiques de fonctionnement. Le
fait que larésistancg/de contact soit stable et conforme constitue une bonne indicatiop de la
stabilitt.en, performance de I'écrantage.

Il convient que les caractéristiques des contacts de signal des connecteurs respectant la
CEI 60603-7-1 soient conformes a toutes les exigences correspondantes spécifiées dans la
CEI 60603-7.

6.2

Affectation de groupement des broches et des paires

Le groupement et les affectations concernant les broches et les paires, décrits en 6.2 de la
CEI 60603-7 s’appliquent.

6.3

Classification en catégories climatiques

Les connecteurs conformes a la CEIl 60603-7-1 sont classés dans les mémes catégories
climatiques que ceux conformes a la CEl 60603-7.
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6.4 Caractéristiques électriques

6.4.1

Lignes de fuite et distances d'isolement

60603-7-1 © CEI:2009

La coordination de I'isolement n’est pas exigée pour ce connecteur; c’est pourquoi les lignes
de fuite et les distances d’isolement de la CElI 60664-1 sont réduites et couvertes par les

exigences des performances d’ensemble.

Les lignes de fuite et les distances d'isolement dans I'air sont donc données comme des
caractéristiques de fonctionnement de connecteurs accouplés.

En pratique, des réductions de lignes de fuite ou de distances d'isolement peuvent se

produite dues aux pistes des cartes imprimées ou du cablage; celles-ci dgivent étre prises en
compte.
Tableau 3 — Lignes de fuite et distances d’isole
Lignes de fuite entre contacts et écrantage ou hésésk \ )
Ligne de fuite ta aans ‘air
mm m
1,40 [ N 0,51
6.4.2 Tension de tenue
Condit|ons:
CEJ 60512, Essai 4a,
Conditions atmospl

Co

ent
6.4.3

Le col

spécifig

6.4.4

Condit

Toltes les @w
re contacts

ons:

U

=

CE

|1 60512, Essai 2a

Connecteurs accouplés

Contact blindé: 20 mQ maximum

6.4.5

Résistance entrée/sortie en courant continu

Conditions:

CE

| 60512, Essai 2a

Connecteurs accouplés

Points de connexion: Sortie de cable sur sortie de cable.

Blindage: 100 mQ maximum

créte,

celui
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6.4.6 Résistance d’isolement initiale
Conditions:

CEIl 60512, Essai 3a

Méthode A

Connecteurs accouplés

Tension d’essai: 100 V en courant continu

Entre tous les contacts de signal reliés ensemble et I'écran: 500 MQ minimum.

6.4.7 —tmpédancedetransfert

Condit|ons:

CE] 60512-26-100, Essai 26e

Connecteurs accouplés, terminaison avec chaque constr
ceq connecteurs.

Tous types: <0,1/°° Q de 1 MHz a 10 MHz
<0,02/ Q de 10 MHz a 80 MHz
ou [ est la fréquence en MHz

6.4.8 Affaiblissement de couplag
Condit|ons:

Selon EN 50289-1-14

Connecteurs accouplé

> 8p — 20log

ou [ est la fre

NOTE pPn suppose gde 3 [se et la
perte de] 3 a &

6.5 Catégorie™r
6.5.1

Les spécificati de fonctionnement mécanique de [I'Article 6.6 de la CEI 6p603-7

s’appliguent.

6.5.2 —Forcesdlinsertionetdextraction
Conditions:

CEI 60512, Essai 13b
Vitesse: 10 mm/s maximum
Tous les types, insertion et extraction: 30 N maximum

7 Essais et programmes d’essai

7.1 Généralités

Voir 7.1 de la CEI 60603-7.
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7.2 Disposition pour I’essai de la résistance de contact

Pour des informations utiles sur les essais de résistance de contact, voir 7.2 de la
CEIl 60603-7.

7.3 Disposition pour I’essai de vibration

Pour des informations utiles sur les essais de vibrationt, voir 7.3 de la CEI 60603-7.

7.4 Procédures d’essai et méthodes de mesure

Voir 7.4 de la CEI 60603-7.

7.5 Pré-conditionnement

Voir 7.p de la CEI 60603-7.

7.6 [ablage et montage des éprouvettes
7.6.1 Cablage

Le cablage de ces connecteurs doit tenlr compte d dlaetr es cables défini dans
i { gs constructeury.

7.6.2 Montage
Voir 7]6.2 de la CEI 60603-7.

7.7 Programmes d’essai

T

Les parametres d’essairequis ne doiventpsa

7.71 Progra@

Ne s'applique pas.

érieurs a ceux indiqués a I'Article

7.7.2
7.7.21

Les es nces a

satisfa

Pour upe’séquence d'essais compléete, un minimum de 50+N éprouvettes est nécessairg. Cela
corres : s de 1
doivent étre destinés aux essais de "performances du blindage", groupe GP. N correspond au
nombre de type de construction de blindage de cables avec lesquels le connecteur est
destiné a étre utilisé. Le groupe d'essais GP doit étre réalisé N fois avec les spécimens
connectés avec les différents types de construction de cable avec lesquels les connecteurs
sont destinés a étre utilisés.

Sauf spécification contraire, les essais de la résistance de contact, y compris les contacts de
blinadage, s'appliquent uniquement a l'interface entre la fiche et I'embase.

7.7.2.2 Groupe d’essais P — Préliminaires

Tous les spécimens doivent étre soumis aux essais suivants, en plus de ceux spécifiés en
7.7.2.2 de la CEI 60603-7. Tous les spécimens du groupe d’essais doivent étre soumis aux
essais préliminaires du groupe P dans l'ordre qui suit; voir Table 4.
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Les éprouvettes doivent ensuite étre divisées en un nombre approprié de groupes. Tous les
connecteurs de chaque groupe doivent subir les essais suivants dans I'ordre indiqué, avec la
modification nécessaire de I'ordre des essais ou I'ajout de nouveaux essais pour vérifier les
caractéristiques complémentaires des connecteurs.

Tableau 4 — Groupe d’essais P

Essai Mesure a effectuer
Phase -
d’essai Titre CEl 695102 Se.v_erlte ,ou . Titre CEl 695102 Exigences
Essai n condition d’essai Essai n
P1 Examen 1 Contréle 1a Il ne doit pas y avoir de
géneralt wistet =T Hant un
fonctiognnenjént anormal
Examen des 1 N Lesdimersiong doivent
dimensions et satisfaire a'celles de la
de la masse specification pprticuliére
P2 Résistance de Contact de blindage [ Méthode au 2 gsista ce\&a contact =
contact entre les niveau des 20 ximym
connecteurs millivolts
embases et fiches \
P3 Résistance &Si \Za \'(00 mQ maximum
entrée/sortie de
I’écran
P4 )\>3a 500 MQ minimum
P5 4a 1 500 V courant continu
ou courant altdrnatif créte
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7.7.2.3 Groupe d’essai AP
Tableau 5 — Groupe d’essais AP
Essai Mesure a effectuer
Phase
d’essai Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
Essai n° condition d’essai Essai n° 9
AP1 Forces 13b Systéme de verrouillage Force d’insertion 30 N
d’insertion et du connecteur enfoncé maximum
d’extraction Force d’extraction 30 N
maximum
AP2 Ne s'applique
pas /\
AP3 Variation 11d -40 °C a70°C
rapide de c t 16
température onnecteurs accouplés
25 cycles 1 = 30 min
Temps de reprise 2 h /\
AP4 100 V en courant continu | Résistanse >\3a Nsg0 MQ fninimum
Méthode A digolemen
Connecteurs accouplés
AP5 Contact d’écran entre Ssistance \/\Ea 20 mQ dg variation
embase et fiche dé conta maximunp par rapport a la
/(x valeur inftiale
LN
AP6 Tou ension 1 500 V ¢ourant continu
signal d n ou courant alternatif
pann créte
Méthiode
Con
AP7 Co Contrble 1a Il ne doit|pas y avoir de
non acgowplés visuel défauts gntrainant un
[\ aN fonctionjfement anormal
AP8 Chaleur Voir s; basse Moitié dgs échantillons
humide 1 60068- eratyre °C; accouplégs
cyclique 38 mpérature 65 °C; Moitié dgsaccouplés
sobs-cycte froid —10 °C;
A Uit 93 %
AP9 \I;gs/stance entrée/sortie | Résistance 2a 100 mQ maximum
I'écran de contact
AP10 \ w Systéme de verrouillage Force d’insertion 30 N
to Y du connecteur enfoncé maximun
Force d’¢xtraction 30 N
maximun
AP 11| | Ne s'appfique
pas
AP12 Connecteurs Controéle 1a Il ne doit|pas y avoir de
ot auuuupiéa vistret défauts—entrainant un
fonctionnement anormal
AP13 Soudabilité Si applicable
AP14 Résistance a Si applicable
la chaleur de
brasage
AP15 @ Tous les contacts de 1 500 V courant continu
signal avec I'écran et le ou courant alternatif
panneau de cablage: créte
Méthode A
Connecteurs accouplés
a) L’étape AP15 ne doit pas étre effectuée si les essais de soudabilité et de résistance a la chaleur de soudage n’ont pas

été réalisés.
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7.7.2.4 Groupe d’essai BP
Tableau 6 — Groupe d’essais BP
Essai Mesure a effectuer
Phase
d’essai Titre CEIl 60512 Sévérité ou Titre CEIl 60512 Exigences
Essai n® condition d’essai Essai n® 9
BP1 Ne s'applique
pas
BP2 Fonction- 9a N/2 manceuvres — PL1: N =750
nement oir fonctionnement
mécaRiay \'{“I ar‘.iqul —\itess PL2: N =2 500
10 mm/s. Repos 1 s
(accouplés et
désaccouplés).
Dispositif de
verrouillage inactif
BP3 Corrosion 11g 4 jours 1 itié des échaptillons
dans un flux accouplé
de mélange oitié désaccoyplés
de gaz \
BP4 Résistance ésigtance \23\/ 100 mQ maxinjum
entrée/sortie de e contac
I’écrap/\
BP5 Fonction- 9a N/2 mapceuwes
nement voir fonctionnexpe
mécanique < i .
| >
BP6 Résistance Résistance 2a 100 mQ maxinjum
tréetsorti de contact
Féestan
BP7 0 \soﬁrant Résistance 3a 500 MQ minimpm
conti d'isolement
ode A
Connecteurs
accouplés
N
BP8 < Tous les contacts de | Tension 4a 1 500 V courant continu
signal avec I’écran de tenue ou courant altgrnatif
et le panneau de créte
cablage:
Méthode A
Connecteurs
accouplés
BP9 Controdle 1a Il ne doit pas y avoir de
visuel défauts entrainant un

fonctionnement anormal
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